Cocuklarda Erken Donemde Teshis Edilen Iskeletsel Malokluzyonlarin Dogruluk Oram
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Ozet

Amag: Lateral sefalogram, ortodontik tedavi planlamasi ve hasta teshisinin vazgeg¢ilmez bir
parcasidir. Ancak, 6zellikle erken yastaki ¢ocuklarda gereksiz radyasyon alimi konusunda
endiseler artmaktadir. Bu ¢calismanin amaci, sefalometrik radyografilerden elde edilen
kraniyofasiyal verileri standart yiiz fotograflarindan elde edilen benzer verilerle karsilagtirmak
ve aralarindaki iligskiyi incelemektir.

Gerec ve Yontem: Calisma Bezmialem Vakif Universitesi Ortodonti anabilim dalinda
yapilmistir. Calismada fakiiltemize bagvuran 6-18 yas arasindaki 40 ¢ocuk hastanin ilk klinik
muayeneleri 20 yildan fazla tecriibeye sahip ortodontist tarafindan ayrintili bir sekilde
gerceklestirildi. Hastalarin velilerinden detayli anamnez alindi, agiz ici ve agiz dis1 muayene
yapilarak iskeletsel siniflama teshisi konuldu. Hastalarin daha sonra farkli bir ortodontist
tarafindan ayni klinikte standart muayenesi yapildi ve tekrar iskeletsel olarak siniflandi.
Sonrasinda lateral sefalometrik rontgen filmleri ¢ekilerek bu hastalarin ANB degeri esas
alinarak iskeletsel siniflamasi belirlendi ve sonuclar arasindaki dogruluk orani hesaplandi.

Bulgular: Istatistiksel analizlere gore; ilk tan1 ile son tan1 arasindaki uyum orta diizeyde
(Cohen’s Kappa = 0,50; p<0,001), ilk tan1 ile sefalometrik siniflama (ANB) arasindaki uyum
orta diizeyde (Kappa =0,35; p=0,007), son tani ile sefalometrik siniflama arasindaki uyum
ise yiiksek diizeyde (Kappa = 0,65; p <0,001) bulunmustur. Pearson korelasyon katsayilar1 da
benzer sekilde, ilk tani—son tani arasinda r = 0,45, ilk tani—sefalometrik siniflama arasinda
r=0,37 ve son tani—sefalometrik siiflama arasinda r = 0,65 olarak hesaplanmistir. Bu
sonugclar, ikinci ortodontistin klinik tanis1 ile sefalometrik bulgular arasindaki iligkinin daha
yiksek oldugunu, ancak her {i¢ siniflama yonteminin de istatistiksel olarak anlaml1 diizeyde
bir iligki gosterdigini ortaya koymaktadir.

Sonug: Elde edilen veriler yliz fotografi analizinin sefalometrik analizle uyumlu sonuglar
verebildigini gostermekte olup, 6zellikle radyasyon maruziyetinin azaltilmasi gereken erken
yas gruplarinda alternatif bir degerlendirme yontemi olarak kullanilabilecegini
diistindiirmektedir. Uygun standardizasyon protokollerinin saglandigi durumlarda, ailelerden
alian detayli anamnez ile desteklenen fotografik analizler alternatif bir tan1 yardimcisi olarak
kullanilabilmektedir.
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